Voltamperograma a tiempo de muestreo T = 30s
con micropolarografo de minima instrumentacion y microelectrodos
con ET =C; EA=C, y ER=ECS
Hexacianoferrato (II1) Co = 0.01 mol/L

Amperimetro
Anexo

( Diagrama de construccién de MIMP IIT
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La relacion de los datos de E impuesto y corriente medida.
Ecuacion general:

S 11=0 E= oy 006, [0x],
n Red ]el

i — nKred [Cred o [Re d]el]

lred —n K red Cred

i=-nK,|C, ~[0x],]
iOX — _nKOX CO.X

FQ. UNAM Alejandro Baeza



E=FE°
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E =0.2691og(10x-1/1) + 0.143

R?2=0.995

b: E1/2 = EO, J .
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Se muestra la relacion entre los electrodos de referencia con respecto a la escala absoluta:
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log(iox-i/i)”

ordenada al origen:
b=E V2 = 0.143/ECS = 0.383V/ENH*
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006, 1 —1i
| log **
n z

0.06, 1 —i
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E=FEi A log **
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Ecuacion con parametro cinético:
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